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ADiU-nun AZORBAYCAN DOVLOT iQTIiSAD UNIVERSITETI

rektoru prof.S.H.Haciyev

(imza) Ixtisasin sifri vo adi:
Elmi Suranin qorari . 050647- Metrologiya,
R 20__1il TODRIS PLLANI standartlagsdirma vo sertifikasiya

kol No . N
(protokol No __) (magistr pillasi ficiin) muhsndlslly1 )
Tohsil miiddati 2 il 1.Metrologiya vo metroloji

tominat
2. Yiingiil sonaye sahasi
3. Yeyinti sonaye sahosi
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ILTODRIS PROSESININ PLANI

Sir . Auditor Auditor O ciimlodan Prerekvizit Fonnin tadrisi
a Fonnin Fonlorin adi Kredit [Umumi| iyadan iva ) (0nca tadrisi nazards tutulan Hoftalik
Ne sifri say1 | saatlar| konar saa)tllarl Miihazirs | Seminar | Labora | o0 lan) semestr dors yiikii
saatlar masgald toriya | fynlorin sifri | (payiz vo ya yaz)
Humanitar fanlor 14 210 105 105 35 70 7
1 | MHF -B01 | Isgiizar xarici dil 6 90 45 45 45 P-1 3
2 | MHF -B02 | Ali moktob pedoqogikasi 4 60 30 30 15 15 P-1 2
3 | MHF-B03| Aji moktoh psixologiyasi 2 30 15 15 10 5 P-2 1
1.iqtisadi sosiologiya
4 | MHF -B03 | 2.Montiq 2 30 15 15 10 5 P-1 1
3.Akademik etika
Ixtisas (Ixtisaslasma fonnlari) boliimu 10 150 75 75 45 30 5
) Metrologiya, standartlasdirma vo
1 | MIF — BO1 | sertifikatlasdirmanin miiasir 4 60 30 30 15 15 P-2 2
problemlori
Metrologiya, standartlagdirma vo
2 | MIF - B02 | sertifikatlasdirmanin tarixi vo 2 30 15 15 15 Y-1 1
metodologiyast
3 | MiF - po3 | Elmi teddigatlann asaslari vo 4 | 60 | 30 | 30 15 15 P-1 2
patentsiinashq
Ixtisaslasmaya ayrilan fannlor 42 630 315 315 210 105 21
4 MIF — B04 | Tadqigatin iisul vovasitolori 6 90 45 45 30 15 P-2 3
MIF — B05 | Eksperimentin noticolrinin riyazi
5 ilomasi 6 | 90 | 45 | 45 15 30 P-2 3
6 MIF — B06 | ISO standartlarinin tohlili 6 90 45 45 30 15 Y-1 3
7 | MIF — B07 | Keyfiyyat auditi 6 90 45 45 30 15 P-2 3
8 MIF — B08 | Cihazqayirmanin texnologiyast 6 90 45 45 30 15 Y-1 3
MIF — B09 Sertifikatlagdirma iizrs orqanlarin va
9 sinaq laboratoriyalarinin 6 90 45 45 30 15 P-2 3
akreditlogdirilmasi
10 WMIF — B10 Sert.lfl.ke.ltlas(prmanln normativ- 6 90 45 45 30 15 P-1 3
metidiki tominatt
SECMO FONLOR: (IXTISASLASMALAR UZR®O)
IXTISASLASMA : Metrologiya va
metroloji taminat
Ixtisaslasmaya ayrilan secma fanlor 24 360 180 180 90 90 12
1.Regional metroloji toskilatlar
1 | MIF - B11 | 2. Metroloji foaliyyatin hiiquqi 8 120 60 60 30 30 P-1 4
osaslari
1.0l¢moa nozariyyasinin asaslar
2 | MIF — B12 | 2. Texnoloji sistemlorin 8 120 60 60 30 30 Y-1 4
etibarlilifinin vo istismarinin osaslari
1.0l¢mo naticolorinin islonmoasi vo
3 | MiF- g1z | Onlann geyri-miayyanliyinin 8 | 120 | 60 60 30 30 Y-1 4
qiymatlondirilmosi
2. Texniki diagnostika




IXTISASLASMA: Yiingiil sonaye sahasi

Ixtisaslasmaya ayrilan secma fanlor 24 360 180 180 90 90

12

MIF - B11

1.Umumi keyfiyyat menecmenti
2. Yiing'i.il sanaye muasgisalariflde 8 120 60 60 30 30
texnoloji sistemlorin etibarliliginin
Vo istismarinin asaslari

MIF — B12

1. Erqonomika
2. Yiingiil sonaye miiossisalorindo 8 120 60 60 30 30
texniki diagnostika

MIF - B13

1. Yiingiil senaye sahasinda
eksperimentin planlasdirilmasi vo
togkili

2. Yiingiil sonaye miiossisalorindo
keyfiyyatin tomin olunmasinin
metodlari

8 120 60 60 30 30

IXTISASLASMA:

Yeyinti sonaye sahasi

Ixtisaslasmaya ayrilan secma fanlar 24 360 180 180 90 90

12

MIF - B11

1. Yeyinti sonaye miiossisolorindo
tequlojl sistemlorin etibarliliginin 8 120 60 60 30 30
Vo istismarinin asaslari

2. Qanunverici metrologiya

MIF - B12

1. Yeyinti sonaye miiossisolorindo
metroloji ekspertizanin planlasdiril-
mast va togkili 8 120 60 60 30 30
2. Yeyinti sonaye miiossisolorinda
texniki diagnostika

MIF - B13

1. Yeyinti sonaye mohsullarinin
keyfiyyati vo metroloji ekspertiza
2. Yeyinti sonaye miiossisalorindo 8 120 60 60 30 30
keyfiyyatin tomin olunmasinin
metodlari

TOCRUBO Hofto Kredit Semestr

Elmi-pedaqoji tocriibasi 4 6 Y-2

DN | —

Elmi-todqgigat tocriibosi 4 6 Y-2

Tacriibays ayrilan miiddatin 1 haftasi — 1,5 kreditdir.

YEKUN ATTESTASIYASI Hofto Kredit Semestr

Yekun attestasiyasinin

12 18 Y-2
hazirlanmasi

I11. TOLIM HAQQINDA MOLUMAT

Tadris ili

Noazari talim imtahan imtahanlarin Tacriiba

Kredit (hofto) (hofta) say1 (hofto)

Dissertasiya isi

(hafta)

Tatil

P-1 22 15 5 6

60 30 10 12

Y-1 38 15

()]
[e)}

12

10

II

pP-2 30 15 5 5 4

Vo] 30 15 5 c 8

12

12

Comi

90+30=120 15 17 8

12

14

TOQDIM EDIR:

Tadris va talim texnologiyalart. iizra provektor:

Tadris-metodik markazin direktoru:
Magistratura markazinin direktoru:

«Standartlagdirma va sertifikasiya» kafedrasinin miidiri:

prof. D.A.Bagrov

dos. 9.M.Mirzayey
dos. H.A.Israfilov

dos. Z.Y.Aslanov




